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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTAtCENIA

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o zasadach ochrony patentowej i autorsko-prawnej,

Cel
wpojenie im zwigzanych z tym umiejetnosci oraz wyksztatcenie okreslonych kompetencji spotecznych.
modutu
Forma
prowadzenia | odniesienie do | odniesienie do
Symbol
Efekty ksztatcenia zajec efektow efektow
efektu
(w/¢/l/p/inne | kierunkowych | obszarowych
)
Zna zasady ochrony autorsko-prawnej i patentowej. Rozumie
znaczenie tych systemow ochrony dla wspoétczesnej gospodarki
opartej na wiedzy. Ma wiedze nt. Zzrédet i struktury prawa
autorskiego i patentowego. Potrafi zdefiniowaé¢ podstawowe
pojecia i instytucje prawne i dokonac¢ interpretacji
w_o1 wyktad K_wo8 T2A_W10
podstawowych norm prawnych z zakresu ochrony autorsko-
prawnej i patentowej. Umie stosowac przepisy prawa
autorskiego oraz prawa wtasnosci przemystowej w typowych
stanach faktycznych, zwtaszcza w sytuacjach zwigzanych z
funkcjonowaniem podmiotéw gospodarczych.
Potrafi korzysta¢ z aktow prawnych, literatury, orzecznictwa
oraz dokumentacji patentowej. Zna w ogolnym zarysie zasady
ubiegania sie o ochrone wynalazkéw i wzoréw uzytkowych, w K_Uo01 T2A_UO01
u_o1 wyktad
stopniu  pozwalajgcym mu  przygotowywanie niektérych K_U05 T2A_UO05
dokumentdw i pism oraz na rzeczowa wspotprace z rzecznikiem
patentowym.
Systematycznie, na podstawie dokumentacji patentowej i
literatury technicznej $ledzi rozwdj interesujacych go dziedzin T2A-K01
K_01 wyktad K_K01
techniki. Studiuje opisy patentowe, literature prawa witasnosci T2A_KO03
intelektualnej oraz orzecznictwo sadowe z tego zakresu.
Potrafi w odpowiedzialny sposéb korzysta¢ z cudzych rozwigzan
K_02 | technicznych, utworéw i baz danych. wyktad K_K07 T2A_K05
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztatcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr do efektow
Tresci ksztatcenia
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
Pojecie prawa wtasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym w_01
1.
e  Struktura wewnetrzna u_01




e Interdyscyplinaros$¢ prawa wtasnosci intelektualnej K_01
e Modele ochrony débr intelektualnych K 02
e  Funkcje prawa witasnosci intelektualnej -
e  Zrédta prawa wihasnosci intelektualnej
Prawo autorskie W 01
e  Utwor jako przedmiot prawa autorskiego U o1
2. e  Wyltaczenia spod ochrony -
e Bazydanych K_01
e Autorskie prawa majatkowe i osobiste K_02
Ochrona praw autorskich w_01
e Rodzaje, tresc i zakres praw autorskich u_01
3. e  Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych K 01
e Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majatkowych -
e  Odpowiedzialnos¢ karna z tytut naruszenia praw autorskich K_02
Plagiat i zagadnienia szczegétowe zwigzane z prawem autorskim W 01
e Istota plagiatu U o1
4. e  Odpowiedzialnos¢ prawna z tytutu popetnienia plagiatu B
e  Odpowiedzialnos¢ dyscyplinarna studentéw szkoét wyzszych z tytutu popetnienia K_01
plagiatu K_02
e  Ochrona programéw komputerowych
Prawo patentowe i prawo wzoréw uzytkowych — zagadnienia wspdine W o1
e  Urzad Patentowy RP — pozycja ustrojowa, zadania i struktura UPRP U 01
5. e  Przedmioty ochrony -
e Przestanki zdolnosci patentowej i ochronne;j K_01
e Procedura rejestracji wynalazku i wzoru uzytkowego w Polsce K_02
e  Tres¢ patentu oraz tres¢ prawa ochronnego na wzor uzytkowy
Tryb ubiegania sie o ochrone wynalazkéw i wzoréw uzytkowych Ww_01
e  Zgtaszanie wynalazkéw i wzoréw uzytkowych w UPRP u_o1
6. e  Rozpatrywanie zgtoszen patentowych K 01
e  Udzielanie tytutéw ochronnych -
K_02
Umowy dotyczace wynalazkéw i wzoréw uzytkowych w_01
e Umowy o dokonanie projektu wynalazczego u_o1
7. e  Umowy licencyjne i umowy o przeniesienie praw K 01
e  Umowy o wspdlnosci praw -
e Inne umowy K_02
Ustanie ochrony patentowe;j w_01
e  Sposoby ustania ochrony patentowe;j u_01
8. e Wygasniecie patentu K 01
e Uniewaznienie patentu -
K_02

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia

Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
Symbol
(sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadari projektowych, laboratoryjnych,
efektu
itp.)
Warunki zaliczenia
w_o1
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie sie odpowiednim stopniem wiedzy i umiejetnosci w zakresie
u_o1
ochrony patentowej i autorsko-prawnej. Aby uzyskaé ocene dobrg, student powinien zna¢ zrédta, strukture i




podstawowe normy prawne z zakresu ustawodawstwa dotyczacego ochrony patentowej i autorsko-prawnej. Aby
uzyska¢ ocene bardzo dobra, powinien dodatkowo umieé¢ dokonac interpretacji przepiséw prawnych ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy — prawo wtasnosci przemystowej w zakresie dotyczgcym
ochrony utworéw, wynalazkdw i wzoréw uzytkowych, a takze rozumiec¢ role i znaczenie ochrony débr

intelektualnych w gospodarce, zwtaszcza w dziatalnosci przedsiebiorstw.

Sprawdzenie stopnia wiedzy i umiejetnosci

Na podstawie zdobytej wiedzy student potrafi wykonaé nastepujace zadania praktyczne: 1) rozwigzaé okreslony

w_01
problem prawny (kazus), 2) zaliczy¢ sprawdzian testowy, 3) opracowac podanie o udzielenie patentu lub prawa
u_o1
ochronnego na wzér uzytkowy, 4) sporzadzi¢ pismo procesowe w sprawie z zakresu ochrony doébr intelektualnych,
5) na podstawie analizy opiséw patentowych dokonac analizy rozwoju konkretnego problemu technicznego.
K_KO01
Sprawdzenie kompetencji spotecznych
K_K02

Posrednie, poprzez ocene wykonanych prac i roli studenta w zespole badawczym.

D. NAKtAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. L . obcigzenie
R ki
odzaj aktywnosci studenta
1 | udziat w wyktadach 15
2 | udziat w éwiczeniach -
3 | Udziat w laboratoriach -
4 Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) -
5 Udziat w zajeciach projektowych -
6 Konsultacje projektowe -
7 | Udziat w egzaminie -
8
9 . . . . . . . L. 15h
Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje na zajeciach wymagajacych bezposredniego
. . . 0,6 ECTS
udziatu nauczyciela akademickiego
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigZenia studenta)
11 | samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 5
12 | samodzielne przygotowanie sie do éwiczen -
13 | samodzielne przygotowanie sie do kolokwidéw -
14 | samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw -
15 | wykonanie sprawozdan -
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium -
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji 5
18 | Przygotowanie do egzaminu -
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 10h
8 ] pracy (suma)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy 0.4 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godZzin obcigzenia studenta) !
22 | sumaryczne obcigzenie praca studenta 25h
23 | Punkty ECTS za modut 1 ECTS
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Nakfad pracy zwiazany z zajeciami o charakterze praktycznym -




Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi

25 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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